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Creo™ View ECAD

Aufgrund des steigenden Time-to-Market-Drucks mussen
Elekironikhersteller Probleme mdglichst frih im Konstruktions-
prozess |6sen. Allerdings mUssen mehr als 50 Prozent der
Elektronikkonstruktionen noch nach den Prototypentests
gedéndert werden, weil Probleme nicht froher erkannt
und kommuniziert wurden. Dadurch sind  zusétzliche
Konstruktionsdurchgénge erforderlich.

Creo View ECAD basiert auf der bewdhrten Technologie
von InterComm Expert. Es handelt sich dabei um
eine Hochleistungslésung, die die Visualisierung, Analyse
und Konstruktionsprifung von Schaltbildern und  elektro-
nischen  Platinen-CAD-Konstruktionen  erméglicht.  Sie
kann  Elektronik- und  Hightech-Unternehmen  helfen,
Probleme in Elektronikkonstruktionsdaten schon frih im
Produktentwicklungszyklus rasch zu identifizieren und zu l&sen.

Hauptvorteile

Kirzere Entwicklungszeit und niedrigere Kosten
* Insgesamt kirzere Konstruktionszykluszeit

e Konstruktionsprifungen in Stunden statt Tagen

e Zeiteinsparung von Wochen oder Monaten durch weniger
Konstruktionsdurchgénge pro Platine

e Betréchiliche Produktivitétsverbesserungen beim Platinentest

e Geringere Schulungsdauer durch einheitliches Aussehen
und Verhalten aller EDA-Tools

Bessere Zusammenarbeit

¢ Verbesserte Kommunikation und Koordination
im Konstruktionsteam

* Weniger Unterbrechungen des Konstruktionsteams

e Einfachere und prézisere Kommunikation zwischen den
réumlich getrennten Bereichen Konstruktion, Prifwesen
und Fertigung sowie externen Zulieferern
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Héhere Produktqualitét

* Bessere Konstruktionsintegritét durch auf Anhieb
richtige Entwicklung

* Fruhzeitige Erkennung, Prifung und Behebung von Fehlern

* Dynamische Interaktion des gesamten
Konstruktionsteams mit Elektronikkonstruktionsdaten
wéhrend Konstruktion und Fertigung

Visuelle Integration von ECAD- und MCAD-Informationen
innerhalb einer Benutzerumgebung (erfordert zusétzlich
Creo View MCAD).
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Die Querauswahl in Mehrfachansichten erméglicht die
schnelle Komponentensuche in jeder Datenabstraktion.
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Weniger Probleme, die geprift, gedebuggt und repariert
werden missen

* Intelligente Navigation durch Schaltbilddaten fir
papierloses Testen und Debuggen

e Suche und rasche Darstellung von Konstruktionskom-
ponenten in der gleichen Ausrichtung wie die zu
prifende Leiterplatte

Analyse von EDA-Informationen

* Isolieren von Objekten

e Strukturnavigation

e Umschalten der Sichtbarkeit auf Knopfdruck
¢ Rasches Verfolgen von Signalinformationen

e Tests zwischen Schaltbild und Leiterplatte und umgekehrt
ohne Papier-Plots

¢ Ausgabe von Sticklisten-, Testpunkt- und
Verlegungstopologiedaten in Excel®-Tabellen

Integrierte visuelle ECAD- und MCAD-Zusammenarbeit

e Heterogene visuelle Collaboration-Umgebung der
né&chsten Generation fir ECAD und MCAD

e Einzigartige Funktionen wie Gbergreifende
Tests der ECAD-/MCAD-Abstraktionen

e API zur Erstellung angepasster Anwendungen
zur internen Prozessoptimierung

Beschleunigte Konstruktionsprifungen

¢ Interaktives Durchsuchen der Informationen im Schaltbild
oder in den Platinen-CAD-Datenbanken ohne das
native EDA-Tool

e Untersuchen des Leiterplatten-Layouts aus einer echten
Draufsicht von unten oder oben ohne jede Drehung

* Interaktives, simultanes Abfragen mehrerer Objekte
in den ECAD-Konstruktionsdaten zur Prifung
der Konstruktionsabsicht

e Verfolgen von Netzen im Schaltbild mithilfe der Stiftfunktion,
wobei fehlerhafte Signale vom Empfénger zum Ursprung
zurtckverfolgt werden, um ihre Ursache zu ermitteln

¢ Suchen, Messen und Kennzeichnen von detaillierten
Platzierungs-, Netz- und Komponentendaten

Seite 2 von 2 | Creo View ECAD

Datenblatt

Unternehmensweite Zusammenarbeit

¢ Elektronische Kommunikation von Anderungen, Ideen
oder Markups zurick an den EDA-Anwender

» Ubergreifendes Auswiihlen in Schaltbild, Layout
und Stickliste

* Visualisieren von digitalen ECAD-Daten im PTC
Produktentwicklungssystem, einschlieBlich Windchill
PDMLink® und Windchill ProjectLink™

* Verwendung von nativen Konstruktionstools in Verbindung
mit Creo View ECAD mithilfe der Funktionen zur
Ubergreifenden Hervorhebung

Partnerschaften mit EDA-Anbietern

PTC pflegt eine enge Zusammenarbeit mit fOhrenden
EDA-Anbietern und verfigt daher Gber genaue, aktuelle
Informationen  Uber deren  Datenformate.  Deshalb
kénnen in Creo View ECAD EDA-Datenmodelle so prézise
dargestellt werden.

Alllum cidence M ZUKEN. cMSAY

Plattformspezifikationen
* Betriebssysteme: Microsoft® Windowss®, Linux

e Sprachen: Englisch, Deutsch, Franzésisch, ltalienisch,
Spanisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht und
traditionell), Koreanisch

Aktuelle Informationen zur Plattformunterstitzung:

Weitere Informationen:
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